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NanoScan SMPS 3910

SPECIFIKACE

Pfenosny pfistroj vhodny k méreni pocetni
koncentrace nanocdastic. Rozsah pfistroje je
10 nm az 380 nm. Dokaze mérit az jeden milidn
Castic. Pristroj SMPS je vhodny, kdyZ je potreba
nanocastice mérit, napr. pfi monitorovani expozice
na pracovisti, identifikaci bodového zdroje apod.

MERICI METODY

Napt. CSN EN 481 (833621) Ovzdusi na pracovisti. Vymezeni velikostnich frakci pro méreni
poletavého prachu. UNMZ, 1994; Nafizenivlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisa.

PREHLED MERITELNYCH PARAMETRU / VYSTUPNi INFORMACE

Méreni velikosti nanocastic v redlném case. Koncentraéni rozsah: 10° ¢astic.cm3; velikostni

rozsah: 10 nm - 350 nm. Pfistroj ma dva méfici mody:

- CSAN: velikostni distribuce v realném case; vystupem je distribuce velikosti ¢astic - pocet
Castic v jednotlivych velikostnich kanalech [¢astice.cm™]; popf. Ize jako vystupni jednotku
zvolit povrch, objem ¢i hmotnost; zaznam je v 1 min intervalech.

- SINGLE: monitoring koncentrace ¢astic o jedné velikosti; vystupem je pocetni koncentrace
Castic o zvolené velikosti v ¢ase [Castice.cm™]; zaznam dat Ize ukladat v 1 s intervalu.

TYPY VZORKU VHODNYCH K ANALYZE / PODMINKY MERENi
- Ovzdusi do koncentrace 106 ¢astic/cm?; teplotni rozsah 10 - 30 °C; vihkost <45% RHF.
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